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eval uat ed. The r ektimplg "bblegrtS algorithny igenplayedtieeffegidhe astupl| sybrietwpds Bortigher e t he
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293 526 Bl fun au mej :ts éléments de memoire tqu; ﬁ fer ‘ﬁ(@?ﬂs dte
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augenbl i ckl i che |weDdiune contulierdeimpaniation,de pro&icl rcbihprenast) ledétapee puiche®s : a) on désigne
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erfUlt ist. to Flémgats faglifs. oh om atidetuaioe @eabise Zemporelle de in edafguBtider otranté.can ulfisent un
Ausf Uhrung e ner riagble anaaer@entel iee GBC'H'## ?Ctt'@ eh o4l aeine; fonction i 1§t SANVEXGrRU voisinage du point
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. _ . oare ant T gesS el elel de nbnol re,
g accbs d' entr6e, des acces de sortie et un ensenble d' s6lnents actifs

real-i ses confornmbment a une configuration d inplantation, CARACTERI SE EN CE
QUE | "un au noins des acces de sortie est un acces de soyr|i i rﬂ“
produit des signaux 30 de sortie avec un retard qui me "ml“llﬂllm

f ondanent al enent egal a un ni vepw sa362e@1 presel ectionne, *1'acdes®de’sottie
critique, ou chacun deux, a un chem n critique associe qui fonctionne sous
| a ddpendance de |'un au noins des 6l nents de nbnoire et qui contient ceux
des el emetaceomplissprhent dupg andlyse densansibifié; pampiendtglufle d'um pdugersemble [des ¢iémentsd de

si gnal deaclifs geus [9&ternines tffet; de Ie motificgtine deda taille diupiéfégrent ackigipfpscodauscapsemblee nent s .
actifs dawsle retard fesignl derspip g taccds do epafpsseleptionnsnotde egification do fRifmeptactfiags -
super i eurie$® 4eteriné par {qlape diefydegerame ayant le plup geand sffqt Syl agelioraliopedyy Stadeqy; f 5
etant tel%98% 9850 TR 2 'PeGTif] 01 SHEF Pt ai | 1 e d' un el enent actif quel conque
da@§ |l e chemn critique, ou dans chacun d'eux, sans augnenter d' au noins
une quante correspondante la taille de n'inporte quel autre 6l dnment actif
dans ce chemn critique, conduit le retard de signal de |'acces de sortie
critjque associe a depasser lo retard nexinmal prdsdlectionnd. 40 2. Un
procede de nodification d une inplantation donnde d' un circuit intdgrd
conportant des 6l dnments de nenoire, des acces d' entree, des accbs de sortie
et un ensenble d' dldnents actifs realises confornd- nment a une
configuration d inplantation. e procede conprenant |es dtapes *suivantes :
a) of designe |'inplantation donnee comme 6tant |'inplantation courante, b)
on attribue une taiile mninale a tous les elenments actifs, c) on effectue
ung _anal yse tenporelle de la configuration courante, en utilisant un 45
nodbl e qui reprdsente |les dldnents actifs et qui a une fonction qui est
convexe au voi si nage du point de fonctionnenent de ces didnments actifs,
poure i dentifier un acces de sortie du circuit intdgrd qui a une reponse
plus lente que tous |les autres accbs de sortie-du circuit integrn, d) on

ef fectue une anal yse de sensibilite sur |'acces de sortie idenfifid, pour

| ocal i ser un elenent actif du circuit intdgre dont un changenent de taille
andfiore de |la plus grande quantitd |a vitesse de reponse de |'acces de
sorfie so identifid, e) on nodifie automatiquement la taille de

' 6l 4nent actif |ocalise, et on ddsigne pour |'inplantation courante
["inplantation qui rdsulte de cette nodification, et on reitere |l es etapes
c) a 0) de ce procede jusqu' a ce qu' un critere de retard maxi mal- :
preggl ectionne soit satisfait. 3 Un procedd selon |a revendi cation 2. dans
| equel |'dtape d' acconplissenent. d' une anal yse tenporelle 55 ~ conprend

| es etapes qui consistent -a obtenir une infornmation concenmant |le retard de
signal de sortie entre tous |les acces d'entree et chacun des acces de
sortie, et a selectionner un acces de sortie parm |es acces de sortie
prdestds qui. confornmenent a |'dtape d' obtention dcinformation, produit un
sigpal de sortie qui est retarde davantage quo tous |es autres signaux de
sortie des acces de sortie, et |'etape 10 lu *C L M S *EPO
223 526 Bl d' acconplissenent d'une anal yse de sensibilit6 conprend |'etude
jd"un sous-ensenbl e des elenments actifs pour determiner |'effet de |a -
‘modi®fication de la taille d un element actif dans ce sous-ensenble sur.le
.retard du signal de sortie de |'acces de sortie s6lectionn6. et la

nodi fication de |"elenment actif qui a ete d6term ne par |'"6tape d' 6tude
comme ayant |e plus grand effet sur |'anelioration du retard du signal de
sortie de |I'accbs de sortie selectionn6. to 15 20
e e 25 30 40 45 50

50
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